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引言

本资源指南提供了与射频采样数据转换器相关的博客条目的链接。本文档是一份实用资源指南，涵盖了与高速数

据转换器设计人员、FPGA 固件设计人员和通信工程师相关的各种主题。

射频采样数据转换器主题

1. 射频采样：全新块架构

引入了全新收发器架构，采用射频采样数据转换器，能够直接将数字位转换为射频信号或从射频信号转换为数

字位。
2. 为何要考虑射频采样？

研究了与支持大瞬时带宽和多模式信号相关的射频采样的主要优势之一。
3. 管理输入数据速率易如反掌

射频采样转换器的采样速率非常高，但无法将所有这些数字数据合理地传输到 FPGA 或处理器。了解内插 

(TX) 和抽取 (RX) 如何在不影响信号的情况下将数据速率降低至合理速度。

4. 射频采样：混叠也可以是有利的

传统的采样理论规定信号必须在第一个奈奎斯特区域 (Fs/2) 内，并且混叠是不利的。实则不然。了解在更高

的奈奎斯特区域中以更高的频率运行时混叠如何有利。
5. 射频采样：过采样如何破解物理特性限制

可能您的信号带宽不是很宽或频率不是很高。您仍然可以利用高速采样功能。了解过采样如何在您的系统中提
供一些关键性能优势。

6. 射频采样：数字混频器使混频变得有趣

模拟混频器会带来不需要的噪音、图像和杂散。而数字混频器不会；它们使得向任意频带的上下混频变得简单

快速。
7. 射频采样：交错可构建更快的 ADC

当采样速度要求超出核心 ADC 采样率的能力时，交错多个器件是一种可行的方法。了解交错式 ADC 的局限

性和隐患。
8. 射频采样：频率规划可生成干净频谱

鉴于可以使用射频采样转换器来处理如此多的频谱，因此必须围绕奈奎斯特区域边界和麻烦的谐波杂散进行频

率规划。
9. 射频采样：时钟是关键所在

高质量的时钟对于出色的射频采样数据转换器性能至关重要。查看时钟规格如何影响数据转换器的整体性能。
10. 如何为有源天线阵列系统选择高能效窄带接收器

引入了用于相控阵系统的窄带接收器，能够以电子方式控制天线波束模式。

11. 在高端应用中将接收器带宽提升至 1GHz 以上

您需要更大的容量和更多的系统用户。射频采样转换器支持 1GHz 及以上的大规模瞬时带宽。

12. 使用射频采样接收器中的数字下变频器克服干扰
利用射频采样转换器的大频谱功能和数字混合来规避可能破坏设计的干扰信号。

13. 为何要关注射频采样转换器中的噪声？
数据转换器的噪声性能无疑是一个关键指标，而如何针对高速 ADC 对其进行表征也很重要。研究噪声系数 

(NF) 和噪声频谱密度 (NSD) 的参数以正确表征转换器的信噪比。

14. 射频采样：线性性能并不简单

研究大信号或存在大型阻塞信号时数据转换器的线性度。
15. 射频采样：模数转换器线性度设置灵敏度
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研究器件线性性能如何影响系统灵敏度。
16. 相位噪声对射频采样转换器的重要性

研究数据转换器采样时钟的相位噪声性能如何影响实际系统规格。
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重要声明和免责声明
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这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE
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